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Известно, что электроны на поверхности трехмерных топологических изоляторов (ТИ) характеризуются бесщелевым линейным по квазиимпульсу законом дисперсии (безмассовые дираковские фермионы) [1]. Однако в экспериментах по исследованию ТИ с решеткой теллурида висмута Bi2Te3 методом фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением (ARPES) наблюдаются отклонения закона дисперсии поверхностных состояний от линейного, обусловленные вкладами более высокого порядка по волновому вектору [2]. Спектроскопия уровней Ландау является альтернативным способом экспериментального изучения ТИ, позволяющим извлекать информацию о свойствах энергетического спектра как в объеме, так и на поверхности ТИ [3]. В настоящей работе предложен оригинальный способ определения зонных параметров поверхностных состояний по данным спектроскопии уровней Ландау.
Нами решается стационарное уравнение Шредингера для огибающей волновой функции с гамильтонианом
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где e0 – элементарный заряд, m – эффективная масса, v – скорость Ферми поверхностных состояний, g – спиновый фактор Ландэ, μB – магнетон Бора, λ – параметр гексагонального искажения спектра, 
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 – внешнее магнитное поле, перпендикулярное поверхности образца, 
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y + e0Ay/c), а векторный потенциал выбран в калибровке Ax = Az = 0, Ay = Bx. При этом первые два слагаемых в гамильтониане (1) учитываются точно, а два последних, описывающие кривизну и гексагональное искажение электронного спектра (гофрировку) [4] – по теории возмущений. 
В отсутствие гексагонального искажения зависимости уровней Ландау от величины внешнего магнитного поля имеют наклонные асимптоты, угловые коэффициенты и свободные члены которых являются линейными функциями номера уровня. Нахождение параметров линейных функций по данным спектроскопии уровней Ландау позволяет получить значения эффективной массы, модуля g-фактора и скорости Ферми поверхностных состояний. 
В рамках данного подхода также исследовано влияние гексагонального искажения на структуру уровней Ландау и предложен способ оценки параметра λ.
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